Anmeldeformular

7. Amberger Patenttag am 10.02.2012
Praxis des Internationalen
Patentrechts

Bitte Zutreffendes ankreuzen:

Externer Teilnehmer [ ]
Absolvent der HAW D
Studierender der HAW D

Ich bin damit einverstanden, dass die mit * gekennzeichneten
Angaben Eingang in die Teilnehmerliste finden.
Ansonsten bitte diesen Abschnitt streichen.

Frau/Herr*:

Name*:

Vorname=*:

Firma*:

StraBe:

Ort*:

Tel.-Nr.:

E-Mail:

Anmeldung bitte bis zum
27.01.2012

Patent
m’ormation und Anmeldung

Dipl.-Ing. (FH) Silke Fersch

Hochschule Amberg-Weiden

Fakultat Maschinenbau/Umwelttechnik
Kaiser-Wilhelm-Ring 23

92224 Amberg

Telefon: 09621/482-3406
Fax: 09621/482-4599

\N\ail: s.fersch@haw-aw.de /
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Hochschule Amberg-Weiden

Praxis des
MEAGEWLLEIELGN Patentrechts

Freitag, den 10.02.2012
9:00 - 17:00 Uhr

Hochschule Amberg-Weiden
Siemens Innovatorium
Kaiser-Wilhelm-Ring 23
92224 Amberg
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Programm

Organisation

08.30 - 09.00 Uhr

09.00 - 09.15 Uhr

09.15 - 09.45 Uhr

09.45 - 10.15 Uhr

10:15 - 10.45 Uhr

10.45 - 11.15 Uhr

11.15 - 12.00 Uhr

12.00 - 12.30 Uhr

12.30 - 13.15 Uhr

13.15 - 13.45 Uhr

13.45 - 14.15 Uhr

14.15 - 14.45 Uhr

14.45 - 15.15 Uhr

Registrierung
Ausgabe der Tagungsunterlagen
Kaffee und Tee

Er6ffnung und Begriiflung
Prof. Dr. Erich Bauer, Prasident der HAW

Auftaktvortrag

Aktuelle Entwicklungen im Deutschen
Patent- und Markenamt

Ginther Schmitz, Vizeprasident des DPMA

Das EU-Patent

Untersuchung zu den Rahmenbedingungen
eines ,,sinnvollen“ Einsatzes

Prof. Dr. Jiirgen Schade, Prasident des DPMA a.D.

Praxisbericht: Anmeldestrategien
National/EP/EU/PCT/PPH in vergleichender Sicht
Dr. Gert Schmitt-Nilson

Stefan C. Waibel

Kaffee/Tee

Praktische Probleme des Einspruchs vor dem EPA
Dr. Rudolf Teschemacher

Aktuelle Entwicklungen im PCT-Verfahren
Teil 1: Uberblick
Yolande Coeckelbergs

Mittagsimbiss

Aktuelle Entwicklungen im PCT-Verfahren
Teil 2: Praktische Einfiihrung in ePCT
Yolande Coeckelbergs

America Invents Act

Aktuelle Anderungen des US-Patentrechts
sowie Auswirkungen auf die Praxis

Dr. Werner F. Reichert

Die chinesische Mauer
Patente und Patenstrategien chinesischer Firmen
Rolf W. Einsele

Kaffee/Tee

Internationale Patentinformation
Verfiigbarkeit aus Datenbanken?
Prof. Dr. Ursula Versch

15.15 - 15.45 Uhr

Patent Trolls
Eine Herausforderung fiir Unternehmen
Klaus Hacker

15.45 - 16.15 Uhr

16.15 - 16.45 Uhr Going Global mit Marken und Designs
Tipps aus der Praxis

Alexandra Dellmeier Beschorner

16.45 Uhr Diskussionsrunde
ca. 17.00 Uhr Ende
[ Moderation: Prof. Dr. Andrea Klug W —
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Gastredner
Giinther Schmitz Patent
Vizeprésident Deutsches Patent- und Markenamt
Prof. Dr. )iirgen Schade

Prasident Deutsches Patent- und Markenamt a.D.

Referenten

Yolande Coeckelbergs

Weltorganisation fiir geistiges Eigentum (WIPO), Genf
Alexandra Dellmeier Beschorner, Rechtsanwaltin
LexDellmeier, Miinchen

Rolf W. Einsele, Patentanwalt

Meissner Bolte & Partner GbR, Miinchen

Klaus Hacker

Senior Business Advisor, Deutsche Telekom AG, Bonn

Dr. Werner F. Reichert, Patentanwalt

Reichert & Kollegen, Regensburg

Dr. Gert Schmitt-Nilson, Patentanwalt

KSNH Patentanwiélte Klunker.Schmitt-Nilson.Hirsch, Miinchen
Dr. Rudolf Teschemacher, Consultant

BARDEHLE PAGENBERG, Miinchen

Prof. Dr. Ursula Versch

Studiengang Patentingenieurwesen, Hochschule Amberg-Weiden
Stefan C. Waibel, Patentanwalt

KSNH Patentanwiélte Klunker.Schmitt-Nilson.Hirsch, Miinchen

Teilnehmerkreis

Die Tagung richtet sich an:

- Mitarbeiter von Patentabteilungen, Patentsachbearbeiter und -referenten,

- Mitarbeiter von Rechtsabteilungen,

- sonstige Mitarbeiter, die sich mit Fragen des Gewerblichen Rechtsschutz-
es befassen.

Tagungsziel

Der 7. Amberger Patenttag widmet sich aktuell und praxisnah Themen
des internationalen Patentrechts. Die Tagung geht auf verschiedene
nationale und internationale Schutzméglichkeiten ein, gibt einen Uber-
blick iiber wichtige Anderungen und ihre Bedeutung im US-Patentrecht
sowie im PCT-Verfahren und stellt praxisrelevante Entwicklungen auf
europdischer Ebene vor. Die Referentinnen und Referenten geben zudem
praktische Hinweise fiir die Schutzrechtsarbeit im internationalen Kontext.
Diese reichen von Empfehlungen zu Anmeldestrategien tiber die Darstel-
lung der Abwicklung von Einspriichen bis hin zu ausgewdhlten Fragen
der Rechtsdurchsetzung. Eine abschlieBende Diskussionsrunde bietet
Gelegenheit fiir die weitere Vertiefung der vorgestellten Themenfelder.

Tagungsleitung

Prof. Dr. Andrea Klug

Gewerblicher Rechtsschutz, Wirtschaftsprivatrecht

Hochschule Amberg-Weiden, Fakultdt Maschinenbau/Umwelttechnik,
Studiengang Patentingenieurwesen

Anmeldung
Anmeldung unter Verwendung des Anmeldeformulars bitte bis zum
27.01.2012 per Fax, E-Mail oder Post. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt.

Teilnahmegebiihr

100 € flir externe Teilnehmer

50 € fiir Absolventen der Hochschule Amberg-Weiden

15 € fiir Studierende der Hochschule Amberg-Weiden

Die Gebiihr (incl. 7% USt.) beinhaltet die Tagungsunterlagen, den
Mittagsimbiss sowie die Bewirtung in den Pausen.

Die Teilnahmegebiihr bitten wir nach Zugang der Anmeldebestatigung
und Rechnung bis zum 31.01.2012 auf folgendes Konto einzuzahlen:
Staatsoberkasse Bayern, Landesbank Miinchen

Kontonummer 1279276, BLZ 700 500 00

Bitte unbedingt als Verwendungszweck die Rechnungsnummer angeben!

Bei Nichtteilnahme wird die Teilnahmegebiihr nicht zuriickerstattet.
Es kann jedoch ein Ersatzteilnehmer gestellt werden.



